
第4章

EDA工具应用初步



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.1  编辑和输入设计文件



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.2  创建工程
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4.1.2  创建工程
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4.1.2  创建工程



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.3  全程编译前约束项目设置
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4.1.3  全程编译前约束项目设置



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.4  全程综合与编译



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑴ 打开波形编辑器



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑵ 设置仿真时间区域

⑶ 波形文件存盘



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑷ 将工程CNT10的端口信号节点选入波形编辑器中
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4.1.5  仿真测试

⑷ 将工程CNT10的端口信号节点选入波形编辑器中



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑸ 编辑输入波形(输入激励信号)



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑸ 编辑输入波形(输入激励信号)



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑹ 总线数据格式设置和参数设置



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑺ 仿真器参数设置



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.5  仿真测试

⑻ 启动仿真器

⑼ 观察仿真结果



4.1  硬件逻辑电路的一般设计和
测试流程

4.1.6  RTL图观察器应用



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.1  引脚锁定
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4.2.1  引脚锁定



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.2  编译文件下载

（1）打开编程窗和配置文件



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.2  编译文件下载

（2）设置编程器

（3）硬件测试



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.3  AS直接编程模式

4.2.4  JTAG间接编程模式

1. 将SOF文件转化为JTAG间接配置文件



4.2  引脚锁定与硬件测试
1. 将SOF文件转化为JTAG间接配置文件



4.2  引脚锁定与硬件测试
1. 将SOF文件转化为JTAG间接配置文件



4.2  引脚锁定与硬件测试
2. 下载JTAG间接配置文件



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.5  USB-Blaster编程配置器件使用方法

4.2.6  图形方式设置引脚锁定



4.2  引脚锁定与硬件测试
4.2.6  利用引脚属性定义方式锁定引脚



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
1．打开SignalTap II编辑窗口



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
2．调入待测信号



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
3．SignalTap II参数设置



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
4．文件存盘



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
5．编译下载



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
6．启动SignalTap II进行采样与分析



4.3  嵌入式逻辑分析仪使用方法
6．启动SignalTap II进行采样与分析

7．SignalTap II的其他设置和控制方法



4.4  编辑SignalTap II的触发信号



4.4  编辑SignalTap II的触发信号



4.5  原理图编辑输入设计流程
4.5.1  基于原理图的层次化设计流程

1. 为本项工程设计建立文件夹

2. 建立原理图文件工程和仿真

（1）打开原理图编辑窗

（2）建立一个初始原理图



4.5  原理图编辑输入设计流程
2. 建立原理图文件工程和仿真

（2）建立一个初始原理图



4.5  原理图编辑输入设计流程
2. 建立原理图文件工程和仿真

（3） 原理图文件存盘

（4）建立原理图文件为顶层设计的工程

（5）绘制半加器原理图



4.5  原理图编辑输入设计流程
2. 建立原理图文件工程和仿真

（6）仿真测试半加器



4.5  原理图编辑输入设计流程
3. 将设计项目设置成可调用的元件



4.5  原理图编辑输入设计流程
4. 设计全加器顶层文件



4.5  原理图编辑输入设计流程
4. 设计全加器顶层文件



4.5  原理图编辑输入设计流程
5. 将设计项目进行时序仿真



4.5  原理图编辑输入设计流程
4.5.2  应用宏模块设计频率计

1. 计数器设计

(1) 设计电路原理图



4.5  原理图编辑输入设计流程
1. 计数器设计

（2）建立工程

（3）系统仿真

(4) 生成元件符号



4.5  原理图编辑输入设计流程
2. 频率计主结构电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
2. 频率计主结构电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
3. 时序控制电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
3. 时序控制电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
4. 顶层电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
4. 顶层电路设计



4.5  原理图编辑输入设计流程
4.5.3  宏模块逻辑功能查询



4.6  keep属性应用



4.6  keep属性应用



4.6  keep属性应用



4.7  SignalProbe使用方法
1. 按常规流程完成设计仿真和硬件测试

2. 设置SignalProbe Pins



4.7  SignalProbe使用方法
3. 编译SignalProbe Pins测试信息并下载测试



4.8  Settings设置
（1）修改工程设置。

（2）HDL设置。

（3）时序设置。

（4）编译器设置。

（5）仿真器设置。

（6）软件构建设置。。

（7）HardCopy时序设置。



4.9  Fitter Settings项设置



4.10  HDL版本设置及Analysis & Synthesis功能



4.11  功能块Chip Planner应用
4.11.1  Chip Planner应用流程说明
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4.11.1  Chip Planner应用流程说明



4.11  功能块Chip Planner应用
4.11.2  Chip Planner说明



4.11  功能块Chip Planner应用
4.11.2  Chip Planner说明



4.11  功能块Chip Planner应用
4.11.3  利用Change Manager检测底层逻辑

（1）更改编号。

（2）节点名称（Node Name）。

（3）更改类型（Change Type）。

（4）旧值（Old Value）。

（5）目标值（Target Value）。

（6）当前值（Current Value）。

（7）用户添加的有关ECO更改的备注。

（8）状态（Status）

1、待定：
2、已应用：
3、无效：
4、未应用：



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.1  Synplify使用流程

1．启动Synplify



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.1  Synplify使用流程

2．创建工程



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.1  Synplify使用流程

3．加入源文件

4．选择顶层文件

5．设置工程属性



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.1  Synplify使用流程

6．综合前设置约束

7．综合

8．检测结果



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.2  Synplify与Quartus II接口



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.2  Synplify与Quartus II接口

1．Synplify软件路径设置



4.12  Synplify的应用及接口方法

4.12.2  Synplify与Quartus II接口

2．设置Synplify Pro综合器



实验与设计
4-1．计数器设计实验



实验与设计
4-2．多路选择器设计实验

4-3．8位全加器设计实验

4-4．原理图输入法设计频率计



实验与设计
4-5．十六进制7段数码显示译码器设计



实验与设计
4-5．十六进制7段数码显示译码器设计



实验与设计
4-6  数码扫描显示电路设计
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